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Max: 77,3 µm Min: -19,0 µm Longueur: 52,3057 mm

Conditions de mesure

Position de mesure linéaire Xz1

Longueur de me… 55,00 mm

Vitesse: 1,00 mm/s

Plage de mesure: 4000 µm

Sens de mesure: par la gauche

Nombre de point… 55000

Écart de points: 1,0 µm

Rayon pointe de … 0,020 mm

Type de palpeur: Surfscan

Force de palpage: 5,0 mN

Ordre de mesure: WCN2T EL20

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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X [mm]0,00 11,55 23,10 34,65 46,20

Z [mm]

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-6,00

-8,00

Profil primaire

X [mm]0,30 1,90 3,50 5,10 6,70 8,30 9,90 11,50 13,10 14,70 16,30 17,90 19,50 21,10 22,70 24,30 25,90 27,50 29,10 30,70 32,30 33,90 35,50 37,10 38,70 40,30 41,90 43,50 45,10

Z [µm]

10,00

5,00

0,00

-5,00

Profil de rugosité

X [mm]0,30 1,90 3,50 5,10 6,70 8,30 9,90 11,50 13,10 14,70 16,30 17,90 19,50 21,10 22,70 24,30 25,90 27,50 29,10 30,70 32,30 33,90 35,50 37,10 38,70 40,30 41,90 43,50 45,10

Z [mm]

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-6,00

Profil d'ondulation

Conditions d'évaluation

λs: ARRÊT

λc: 0,80 mm

λf: ARRÊT

Enlever la forme: ARRÊT

Filtre ISO 4287: ISO 16610-21

Filtre ISO 13565: ISO 13565-1

Alignement: MARCHE

lp: 46,204 mm

lr: 0,800 mm

lw: 0,800 mm

Paramètres supplémentaires

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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-145 -140 -135 -130 -125 -120 -115 -110 -105 -100 -95 -90 -85 -80 -75
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51,2 µm

51,3 µm[µm]
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Max: 25,6 µm Min: -19,4 µm Longueur: 54,7356 mm

Conditions de mesure

Position de mesure linéaire Xz2

Longueur de me… 55,00 mm

Vitesse: 1,00 mm/s

Plage de mesure: 4000 µm

Sens de mesure: par la gauche

Nombre de point… 51022

Écart de points: 1,0 µm

Rayon pointe de … 0,020 mm

Type de palpeur: Surfscan

Force de palpage: 5,0 mN

Ordre de mesure: WCN2T EL20

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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X [mm]0,00 11,74 23,49 35,23 46,97

Z [mm]

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-6,00

-8,00

Profil primaire

X [mm]0,285 2,685 5,085 7,485 9,885 12,285 14,685 17,085 19,485 21,885 24,285 26,685 29,085 31,485 33,885 36,285 38,685 41,085 43,485 45,885

Z [µm]

10,00

5,00

0,00

-5,00

Profil de rugosité

X [mm]0,285 2,685 5,085 7,485 9,885 12,285 14,685 17,085 19,485 21,885 24,285 26,685 29,085 31,485 33,885 36,285 38,685 41,085 43,485 45,885

Z [mm]

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-6,00

-8,00

Profil d'ondulation

Conditions d'évaluation

λs: ARRÊT

λc: 0,80 mm

λf: ARRÊT

Enlever la forme: ARRÊT

Filtre ISO 4287: ISO 16610-21

Filtre ISO 13565: ISO 13565-1

Alignement: MARCHE

lp: 46,973 mm

lr: 0,800 mm

lw: 0,800 mm

Paramètres supplémentaires

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Max: 47,1 µm Min: -32,1 µm Longueur: 55,4197 mm

Conditions de mesure

Position de mesure linéaire Xz3

Longueur de me… 55,00 mm

Vitesse: 1,00 mm/s

Plage de mesure: 4000 µm

Sens de mesure: par la gauche

Nombre de point… 55000

Écart de points: 1,0 µm

Rayon pointe de … 0,020 mm

Type de palpeur: Surfscan

Force de palpage: 5,0 mN

Ordre de mesure: WCN2T EL20

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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X [mm]0,00 11,74 23,47 35,21 46,94

Z [mm]

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-6,00

-8,00

Profil primaire

X [mm]0,27 1,87 3,47 5,07 6,67 8,27 9,87 11,47 13,07 14,67 16,27 17,87 19,47 21,07 22,67 24,27 25,87 27,47 29,07 30,67 32,27 33,87 35,47 37,07 38,67 40,27 41,87 43,47 45,07 46,67

Z [µm]

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00

Profil de rugosité

X [mm]0,27 1,87 3,47 5,07 6,67 8,27 9,87 11,47 13,07 14,67 16,27 17,87 19,47 21,07 22,67 24,27 25,87 27,47 29,07 30,67 32,27 33,87 35,47 37,07 38,67 40,27 41,87 43,47 45,07 46,67

Z [mm]

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-6,00

-8,00

Profil d'ondulation

Conditions d'évaluation

λs: ARRÊT

λc: 0,80 mm

λf: ARRÊT

Enlever la forme: ARRÊT

Filtre ISO 4287: ISO 16610-21

Filtre ISO 13565: ISO 13565-1

Alignement: MARCHE

lp: 46,938 mm

lr: 0,800 mm

lw: 0,800 mm

Paramètres supplémentaires

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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84,1 µm[µm]

0

20

-20

-40

Max: 31,2 µm Min: -42,0 µm Longueur: 61,1602 mm

Conditions de mesure

Position de mesure linéaire Xz4

Longueur de me… 55,00 mm

Vitesse: 1,00 mm/s

Plage de mesure: 4000 µm

Sens de mesure: par la gauche

Nombre de point… 55000

Écart de points: 1,0 µm

Rayon pointe de … 0,020 mm

Type de palpeur: Surfscan

Force de palpage: 5,0 mN

Ordre de mesure: WCN2T EL20

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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X [mm]0,00 11,80 23,60 35,40 47,20

Z [mm]

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-6,00

Profil primaire

X [mm]0,40 2,00 3,60 5,20 6,80 8,40 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80

Z [µm]

10,00

5,00

0,00

-5,00

Profil de rugosité

X [mm]0,40 2,00 3,60 5,20 6,80 8,40 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80

Z [mm]

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-6,00

Profil d'ondulation

Conditions d'évaluation

λs: ARRÊT

λc: 0,80 mm

λf: ARRÊT

Enlever la forme: ARRÊT

Filtre ISO 4287: ISO 16610-21

Filtre ISO 13565: ISO 13565-1

Alignement: MARCHE

lp: 47,200 mm

lr: 0,800 mm

lw: 0,800 mm

Paramètres supplémentaires

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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67,2 µm[µm]

0

20

-20

-40
Max: 33,2 µm Min: -33,6 µm Longueur: 60,5823 mm

Conditions de mesure

Position de mesure linéaire Xz5

Longueur de me… 55,00 mm

Vitesse: 1,00 mm/s

Plage de mesure: 4000 µm

Sens de mesure: par la gauche

Nombre de point… 55000

Écart de points: 1,0 µm

Rayon pointe de … 0,020 mm

Type de palpeur: Surfscan

Force de palpage: 5,0 mN

Ordre de mesure: WCN2T EL20

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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X [mm]0,00 11,80 23,60 35,40 47,20

Z [mm]

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-6,00

Profil primaire

X [mm]0,40 2,00 3,60 5,20 6,80 8,40 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80

Z [µm]

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00

Profil de rugosité

X [mm]0,40 2,00 3,60 5,20 6,80 8,40 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80

Z [mm]

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-6,00

Profil d'ondulation

Conditions d'évaluation

λs: ARRÊT

λc: 0,80 mm

λf: ARRÊT

Enlever la forme: ARRÊT

Filtre ISO 4287: ISO 16610-21

Filtre ISO 13565: ISO 13565-1

Alignement: MARCHE

lp: 47,200 mm

lr: 0,800 mm

lw: 0,800 mm

Paramètres supplémentaires

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Max: 33,2 µm Min: -33,9 µm Longueur: 60,7838 mm

Conditions de mesure

Position de mesure linéaire Xz6

Longueur de me… 55,00 mm

Vitesse: 1,00 mm/s

Plage de mesure: 4000 µm

Sens de mesure: par la gauche

Nombre de point… 55000

Écart de points: 1,0 µm

Rayon pointe de … 0,020 mm

Type de palpeur: Surfscan

Force de palpage: 5,0 mN

Ordre de mesure: WCN2T EL20

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…

17/09/2020 08:44 Page 11/41JENOPTIK T8000 EVOVIS 2.80.0.00



����

X [mm]0,00 11,80 23,60 35,40 47,20

Z [mm]

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-6,00

Profil primaire

X [mm]0,40 2,00 3,60 5,20 6,80 8,40 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80

Z [µm]

10,00

5,00

0,00

-5,00

Profil de rugosité

X [mm]0,40 2,00 3,60 5,20 6,80 8,40 10,00 11,60 13,20 14,80 16,40 18,00 19,60 21,20 22,80 24,40 26,00 27,60 29,20 30,80 32,40 34,00 35,60 37,20 38,80 40,40 42,00 43,60 45,20 46,80

Z [mm]

2,00

0,00

-2,00

-4,00

-6,00

Profil d'ondulation

Conditions d'évaluation

λs: ARRÊT

λc: 0,80 mm

λf: ARRÊT

Enlever la forme: ARRÊT

Filtre ISO 4287: ISO 16610-21

Filtre ISO 13565: ISO 13565-1

Alignement: MARCHE

lp: 47,200 mm

lr: 0,800 mm

lw: 0,800 mm

Paramètres supplémentaires

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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80,4 µm[µm]
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Max: 32,6 µm Min: -40,2 µm Longueur: 0,6743 mm

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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66,9 µm

66,9 µm[µm]
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Max: 16,8 µm Min: -33,5 µm Longueur: 0,7285 mm

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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48,9 µm

48,9 µm[µm]
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Max: 11,3 µm Min: -24,4 µm Longueur: 0,6135 mm

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Max: 25,5 µm Min: -57,7 µm Longueur: 2,1733 mm

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Max: 45,4 µm Min: -72,6 µm Longueur: 3,3538 mm

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Max: 35,2 µm Min: -65,6 µmLongueur: 3,1084 mm

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

LF1 µm 154,5

Pt µm 10445,31

Pa µm 1908,73

Pz µm 10445,31

Pp µm 2414,57

Pv µm 8030,74

Pq µm 2366,93

PSm mm 0,0000

Pc µm 0,00

Psk -1,202

Pku 3,912

P∆q 0,495

Pmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Pmr=0,00 %) µm 0,000

Pmr(c=0,00 µm) % 0,000

Pdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

PPc /cm 0

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Rt µm 20,82

Ra57 µm 1,23

Rz57 µm 7,98

Rp57 µm 5,32

Rv57 µm 2,66

Rq57 µm 1,67

RSm mm 0,1427

Rc µm 3,89

Rsk57 1,290

Rku57 4,409

R∆q57 0,115

Rmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Rmr=0,00 %) µm 0,000

Rmr(c=0,00 µm) % 0,000

Rdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

RPc /cm 62

Wt µm 10025,33

Wa57 µm 1860,05

Wz57 µm 273,12

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Wp57 µm 102,64

Wv57 µm 170,48

Wq57 µm 1864,16

WSm mm 0,0000

Wc µm 0,00

Wsk57 0,161

Wku57 1,078

W∆q57 0,342

Wmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Wmr=0,00 %) µm 0,000

Wmr(c=0,00 µm) % 0,000

Wdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

WPc /cm 0

Rk µm 3,39

Rpk µm 3,32

Rvk µm 1,79

Mr1 % 14,918

Mr2 % 89,692

Rpk* µm 8,78

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Rvk* µm 8,88

A1 µm²/mm 247,8149

A2 µm²/mm 92,2804

RzISO µm 20,82

D 319

λq µm 83,26

λa µm 87,10

∆a 0,09

∆q 0,13

LR 1,01

L0 mm 45,953

LF2 µm 154,5

LF1 µm 51,2

LF2 µm 51,3

Pt µm 11133,12

Pa µm 2059,23

Pz µm 11133,12

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Pp µm 2599,57

Pv µm 8533,55

Pq µm 2555,96

PSm mm 0,0000

Pc µm 0,00

Psk -1,212

Pku 3,895

P∆q 0,514

Pmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Pmr=0,00 %) µm 0,000

Pmr(c=0,00 µm) % 0,000

Pdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

PPc /cm 0

Rt µm 22,41

Ra58 µm 1,40

Rz58 µm 8,29

Rp58 µm 5,17

Rv58 µm 3,13

Rq58 µm 1,82

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

RSm mm 0,1510

Rc µm 4,23

Rsk58 0,954

Rku58 3,763

R∆q58 0,122

Rmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Rmr=0,00 %) µm 0,000

Rmr(c=0,00 µm) % 0,000

Rdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

RPc /cm 60

Wt µm 10752,26

Wa58 µm 2011,63

Wz58 µm 288,33

Wp58 µm 89,28

Wv58 µm 199,06

Wq58 µm 2015,46

WSm mm 0,0000

Wc µm 0,00

Wsk58 0,161

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Wku58 1,068

W∆q58 0,361

Wmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Wmr=0,00 %) µm 0,000

Wmr(c=0,00 µm) % 0,000

Wdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

WPc /cm 0

Rk µm 4,17

Rpk µm 2,96

Rvk µm 2,89

Mr1 % 12,627

Mr2 % 88,441

Rpk* µm 9,13

Rvk* µm 10,45

A1 µm²/mm 187,1951

A2 µm²/mm 167,1828

RzISO µm 22,41

D 306

λq µm 87,56

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

λa µm 93,11

∆a 0,09

∆q 0,13

LR 1,01

L0 mm 46,785

LF1 µm 94,2

LF2 µm 94,2

Pt µm 11180,18

Pa µm 2080,41

Pz µm 11180,18

Pp µm 2618,44

Pv µm 8561,74

Pq µm 2582,11

PSm mm 0,0000

Pc µm 0,00

Psk -1,212

Pku 3,881

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

P∆q 0,514

Pmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Pmr=0,00 %) µm 0,000

Pmr(c=0,00 µm) % 0,000

Pmr(c=0,00 µm) % 0,000

Pdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

PPc /cm 0

Rt µm 30,60

Ra58 µm 1,43

Rz58 µm 8,63

Rp58 µm 5,49

Rv58 µm 3,15

Rq58 µm 1,89

RSm mm 0,1685

Rc µm 4,30

Rsk58 1,014

Rku58 3,889

R∆q58 0,116

Rmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

C(Rmr=0,00 %) µm 0,000

Rmr(c=0,00 µm) % 0,000

Rdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

RPc /cm 55

Wt µm 10834,74

Wa58 µm 2034,71

Wz58 µm 290,32

Wp58 µm 84,88

Wv58 µm 205,44

Wq58 µm 2038,46

WSm mm 0,0000

Wc µm 0,00

Wsk58 0,167

Wku58 1,068

W∆q58 0,364

Wmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Wmr=0,00 %) µm 0,000

Wmr(c=0,00 µm) % 0,000

Wdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

WPc /cm 0

Rk µm 3,75

Rpk µm 3,71

Rvk µm 3,52

Mr1 % 13,105

Mr2 % 85,555

Rpk* µm 15,45

Rvk* µm 13,11

A1 µm²/mm 243,2367

A2 µm²/mm 254,3983

RzISO µm 27,07

D 275

λq µm 95,09

λa µm 100,53

∆a 0,09

∆q 0,12

LR 1,01

L0 mm 46,751

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

LF1 µm 84,1

LF2 µm 84,1

Pt µm 10384,60

Pa µm 2065,70

Pz µm 10384,60

Pp µm 2953,34

Pv µm 7431,26

Pq µm 2403,21

PSm mm 0,0000

Pc µm 0,00

Psk -0,459

Pku 2,424

P∆q 0,551

Pmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Pmr=0,00 %) µm 0,000

Pmr(c=0,00 µm) % 0,000

Pdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

PPc /cm 0

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Rt µm 23,40

Ra58 µm 1,64

Rz58 µm 8,13

Rp58 µm 3,91

Rv58 µm 4,23

Rq58 µm 1,96

RSm mm 0,1625

Rc µm 5,13

Rsk58 0,111

Rku58 2,487

R∆q58 0,118

Rmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Rmr=0,00 %) µm 0,000

Rmr(c=0,00 µm) % 0,000

Rdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

RPc /cm 58

Wt µm 9512,43

Wa58 µm 2007,46

Wz58 µm 280,34

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Wp58 µm 430,79

Wv58 µm -150,45

Wq58 µm 2012,01

WSm mm 0,0000

Wc µm 0,00

Wsk58 0,189

Wku58 1,067

W∆q58 0,351

Wmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Wmr=0,00 %) µm 0,000

Wmr(c=0,00 µm) % 0,000

Wdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

WPc /cm 0

Rk µm 4,23

Rpk µm 3,88

Rvk µm 2,73

Mr1 % 10,319

Mr2 % 85,382

Rpk* µm 11,39

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Rvk* µm 8,89

A1 µm²/mm 200,1548

A2 µm²/mm 199,3276

RzISO µm 23,40

D 285

λq µm 92,18

λa µm 111,32

∆a 0,09

∆q 0,13

LR 1,01

L0 mm 46,795

LF1 µm 67,2

LF2 µm 67,2

Pt µm 10572,23

Pa µm 2101,98

Pz µm 10572,23

Pp µm 2999,31

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Pv µm 7572,92

Pq µm 2445,57

PSm mm 0,0000

Pc µm 0,00

Psk -0,464

Pku 2,427

P∆q 0,565

Pmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Pmr=0,00 %) µm 0,000

Pmr(c=0,00 µm) % 0,000

Pdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

PPc /cm 0

Rt µm 28,54

Ra58 µm 1,61

Rz58 µm 8,04

Rp58 µm 3,95

Rv58 µm 4,09

Rq58 µm 1,93

RSm mm 0,1711

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Rc µm 5,30

Rsk58 0,143

Rku58 2,488

R∆q58 0,122

Rmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Rmr=0,00 %) µm 0,000

Rmr(c=0,00 µm) % 0,000

Rdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

RPc /cm 55

Wt µm 9676,18

Wa58 µm 2041,82

Wz58 µm 285,27

Wp58 µm 437,00

Wv58 µm -151,73

Wq58 µm 2046,47

WSm mm 0,0000

Wc µm 0,00

Wsk58 0,192

Wku58 1,068

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

W∆q58 0,357

Wmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Wmr=0,00 %) µm 0,000

Wmr(c=0,00 µm) % 0,000

Wdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

WPc /cm 0

Rk µm 3,85

Rpk µm 4,34

Rvk µm 2,74

Mr1 % 11,813

Mr2 % 85,165

Rpk* µm 13,95

Rvk* µm 11,59

A1 µm²/mm 256,0718

A2 µm²/mm 203,5997

RzISO µm 28,54

D 270

λq µm 82,62

λa µm 106,78

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

∆a 0,09

∆q 0,15

LR 1,01

L0 mm 46,862

LF1 µm 67,1

LF2 µm 67,1

Pt µm 10074,74

Pa µm 2019,01

Pz µm 10074,74

Pp µm 2892,83

Pv µm 7181,91

Pq µm 2345,94

PSm mm 0,0000

Pc µm 0,00

Psk -0,439

Pku 2,386

P∆q 0,534

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Pmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Pmr=0,00 %) µm 0,000

Pmr(c=0,00 µm) % 0,000

Pdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

PPc /cm 0

Rt µm 20,98

Ra58 µm 1,57

Rz58 µm 7,68

Rp58 µm 3,60

Rv58 µm 4,08

Rq58 µm 1,87

RSm mm 0,1656

Rc µm 4,77

Rsk58 0,017

Rku58 2,553

R∆q58 0,118

Rmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Rmr=0,00 %) µm 0,000

Rmr(c=0,00 µm) % 0,000

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Rdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

RPc /cm 56

Wt µm 9239,79

Wa58 µm 1962,16

Wz58 µm 273,17

Wp58 µm 430,60

Wv58 µm -157,42

Wq58 µm 1966,59

WSm mm 0,0000

Wc µm 0,00

Wsk58 0,191

Wku58 1,068

W∆q58 0,342

Wmr(0,00 %-0,00 µm) % 0,000

C(Wmr=0,00 %) µm 0,000

Wmr(c=0,00 µm) % 0,000

Wdc(0,00 %-0,00 %) µm 0,000

WPc /cm 0

Rk µm 3,61

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

Rpk µm 3,48

Rvk µm 2,92

Mr1 % 12,735

Mr2 % 83,204

Rpk* µm 10,13

Rvk* µm 8,18

A1 µm²/mm 221,3724

A2 µm²/mm 244,9483

RzISO µm 20,98

D 279

λq µm 89,48

λa µm 107,16

∆a 0,09

∆q 0,13

LR 1,01

L0 mm 46,786

LF1 µm 48,9

LF2 µm 48,9

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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Nom Unité Valeur

LF1 µm 66,9

LF2 µm 66,9

LF1 µm 80,4

LF2 µm 80,4

LF1 µm 115,5

LF2 µm 115,5

LF1 µm 145,2

LF2 µm 145,2

LF1 µm 131,1

LF2 µm 131,1

Operator : Machine : Mat.No. : Ser.No. :

Customer :

Alexandre Thonard

Samuel Gendebien

W812RC

Measuring direction :

bottom longitudinal

Order : Probe :

Probe 20µm radius for c…
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